






















































专利名称(译) 超声诊断仪和超声二维截面图像生成方法

公开(公告)号 US9786040 公开(公告)日 2017-10-10

申请号 US14/431603 申请日 2013-09-12

[标]申请(专利权)人(译) 日立阿洛卡医疗株式会社

申请(专利权)人(译) 日立ALOKA MEDICAL.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 TSUJITA TAKEHIRO

发明人 TSUJITA, TAKEHIRO

IPC分类号 G06T7/00 A61B8/08 A61B5/00 G01S15/89

CPC分类号 G06T7/00 A61B5/0059 A61B8/0883 A61B8/483 G06T2207/10132 G01S15/899 G01S15/8993 
G06T2207/10004

优先权 2012213184 2012-09-26 JP

其他公开文献 US20150248750A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波诊断装置包括：光源信息设定单元，设定表示照射到物体的截面
区域的光源的特性的光源数据;光学特性设定单元，设定表示截面区域的
光学特性的权重系数包括关于光源的横截面区域的强度信息的数据，照
度切片数据创建单元基于光源数据和权重系数计算与多个横截面区域的
坐标对应的位置处的照度，并且创建照度基于所计算的照度来切割多个
横截面区域的数据，以及合成来自多个照度切片数据的对象的二维横截
面图像的合成单元。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d09e9da6-fb5f-453f-a3d9-a6549126b490
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050388003/publication/US9786040B2?q=US9786040B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9786040.PN.&OS=PN/9786040&RS=PN/9786040

